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La presente Memoria se refiere, como iundica
su enunciado, a un procedimiento especialmente idea-
do para detectar de forma automdtica, las diferen=-
cias en espesor que puedan existir en las paredes
de envases huecos, con el fin de desecharajuellos
que ofrezcan unas diferencias fuera de tolerancia
y que por tanto no cumplan con las especificaio=
nes que en cada caso se determinen.

La norma seguida actualmente, es sacar muestras
de articulos modelados en modeladoras automdticas,
después de que dichos articulos se han recocido ¥y
enfriado, calibrando mecdnicamente estas muestras
a fin de determinar el espbsor de paredes en di~-
versos puntos del mismo, Estas opera9iones lentas
$or la minuciosidad que requieren, no ofrecen una
garantia total ya que no se calibra la totalidad
de los envases, por lo que se ha ideado esfe pro=-
cedimiento con el que es posible la determinacién
en todos los articulos y el desechado de aquellos
que no cumplan las condiciones exigidas en cada ca-
so,

En esencia, el procedimiento aludido, consis-
te en establecer un campo eléctrico couformado por
planos a tierra circundantes al objeto gque se trata,
¥ extendido en un recorrido.curvadoe con fin en un
elemento seusible medidor situado a suficiente dis-
tancia del origen, a fin de colocar en este campo
eléctrico el envase, préximo al elemento sensible
y haciendo girar a dicho enWase sobre su eje mien-

tras se mantiene el campo eléctrico, midiendo las
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variaciones de potencial que en el elemento sensi-
ble se producen por los diferentes espesores de pa-
red atravesado.

El elemento sensible de referencia, se coloca
en una posicidén independiente de la ﬁreséncia del en=
vase y se equilibra una parte esencil del potencial
desde el elemento medidor de acuerdo con un campo
dieléctrico correspondiente a un envase de espesor
conocido y que sirve de muestra, con lo que se indi-
can potenciales de diferencia que marcan la indica=-a
cién de variaciones en el espesor del envase que en
cada caso se coloca.

A continuacidn, se hard una detallada descrip-
cidén del procedimiento que se cita, con referencia
al plano que se acompafia, en el que se representa a
simple titulo de ejemplo, no limitativo, una forma
preferente de realizacidén, susceptible de todas aque~
llas variaciones de detalle que no supomgan una alte=
racidén fundamental de las caracteristicas esenciales
del wmismo.

En dicho plano se ilustra un esquema en bloques,
del conjunto que constituye lds elementos precisos
para la puesta a punto del procedimiento,

Seg®un el ejemplo de ejecucidén representado,

El procedimiento que se preconiza, cousiste en aco=-
plar un generador de alta frecuencia -l- a unas an-
tenas -2- para establecer uu campo eléctrico que se
extiende desde las mismas en forma arqueada hacia

unos cabezales medidores o elementos sensibles =3-,

al tiempo que se montan unos elementos de referen=
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cia b-,

En este campo eléctrico curvado, se interpone
el envase -5~ que ha de examinarse, colocado en pro=-
ximidad con el cabezal medidor =~3«, Ello hace que el
campo eléctrico se extienda a través del campo die-
léctrico formado por el envase, y el voltaje produ~
cido en el cabezal medidor serd la indicacién del
espesor de pared de dicho envase., Al mismo tiempo,
las sefiales o campo gque emanan de las antenas -2-
producen un voltaje en el elemento de referencia wl-,
El espaciamiento de los elementos de referencia de
las antenas, es ajustable de manera que la fuerza de
la sefiala recibida por los elementos de referencia
pueda seleccionarse por el posicionamiento fisico de
los elementos de referencia desde la antena.

La salida de los elementos de referencia lle~
gan a un atenuador =6~ que tiene la finalidad de pro=
porcionar una calibracién de magnitud, cuyo atenua-
dor estd conectado en su salida a un desviador de fa-
ses ~7- del gque llega a un dispositivo mezclador =8,
Por su parte el voltaje recibido en los cabezales me~
didores =3~ llegan tambien a este mezclador =8« co~
nectdndose la salida del mismo a un amplificador de
frecuencia intermedia =9,

Como la sefial de voltaje de referencia es de senw
tido opuesto al de la sefial medidora, toda parte se-
leccionada de ésta 1iltima se transmite al amplifica-
dor ~9-, La salida de este amplificador se acopla a
un rectificador -10- que proporciona por tanto un vol-

taje de corriente continua que puede conectarse a un
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indicador o registrador =ll~ o también a un segui=
dor de voltaje =~12- y de éste a un tyratrén =13~

con relé ~ll- que controla a um solenoide rechazae
dor que autmiticamente desecha el envase estudiado,
s8i filas sefiales producidas son distintas a las pre=
vistas superando las tolerancias que en cada casolse
hayan fijado.

Esta forma de llevar a la prdctica el procedi~
miento que se describe, no es en ningin caso 1imita-
tiva, sino que se ha expuesto para una mayor clarl-
dad en la exposicion del mismo.

La forma, materiales y dimensiones, podrin ser
sjempre variables,y en general, cuanto sea accesorilo
y secundario, siempre que no altere, cambie o modi~-
fique la esencialidad del procedimiento qué se des-
cribe.

Los términos en que queda redactada esta Memo-
ria son ciertos y fiel reflejo del objeto descrito,
debiéndose tomar con cardcter amplio y nunca en for;
ma limitativa.

N 0 T A

Descritas suficieutemente la naturaleza y al~
cance de la invencion, asi como la forwa de llevarw
la a la practica, se reivindican a titulo privati-
vo las siguientes particularidades sobre las cua-
les ha de recaer la concesidén del privilegio de Pé-
tente de Inveuncion que se solicita.

1.~ Procedimiento para detectar automiticamen-
te recipientes o envases huecos con diferencias en

espesor de paredes, que comprende: establecer un
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campo eléctrico conformado por planos a tierra cir-
cundantes, para extenderlo en un recorrido curvado
0 en arco que tiene su origen en un punto del pla-
no y que termina en un elemento sensible medidor
situado en el mismo plano que el punto de origen,
pero espaciado de él; colocar un envase en el cam-
po eléctrico, muys cerca del elemento sensible; ha-
cer girar el envase sobre su eje mientras se mantie-
ne en el campo eléctrico; y medir las variaciones
del potencial en el elemento sensible debido a la
colocacidén y rotacidén del envase.

2.« Procedimiento para detectar automiticamen-
te recipientes o envases huecos con diferencias en
espesor de paredes, segin revindicacidén 1, el cual
incluye, ademds, la fase de colocar un elemento sen-
sible de referencia em dicho campo eléctrico en una
posicidu que sea independiente de la presencia del
envase, Y equilibrar una parte esencial del poten~
cial desde el elemento medidor que estd relacionado
con un campo dieléctrico del envase de espesor cono-
cido; e indicar un potencial de diferencia que mar-
que una indicacidén del espesor variante del eunvase.

3.- PROCEDIMIENTO PARA DETECTAR AUTOMATICAMEN-
TE RECIPIENTES Q0 ENVASES HUECOS CON DIFERENCIAS EN
ESPESOR DE PAREDES,

Todo coniorme se describe en la memoria que
antecede, se ililustra como ejemplo de ejecucion en
el plano unido a ella ybse reivindica en su Nota,

Esta memoria consta de siete hojas foliadas vy

escritas a midgquina por una sola cara Yy planos que



la acompaiian.

Madrid, 21 de Enero de 1.967




ANO/A UNICA

HLINOIS INC

owenNs

or3
R
<
V)
r+d

/"

[+ 3
©
/ =
/ 7
N,
N
Q
n ]
\\
\\ 3
% :

/5




OWENS JLLINOIS INC

73
Y

<
e
re3

13

4

L

]




AO/A UN/ICA

ANIN

8

<,
% 13 12 /o
4 s

4




	Bibliographic data
	Description
	Claims
	Drawings



